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產業分野：電子零件・半導體・FPD・基板  業務分野：研究・開發・實驗／品管・檢查 

適合JIS標準・IEC標準的個體平面材料的電阻測量 
能夠輕鬆的進行適合JIS C 2170的試驗。 

■Point 

• 能夠輕鬆的進行適合JIS C 2170「防靜電固體平面材料電阻和電阻率的測試方法」的試驗。國

際標準為IEC61340-2-3。

• 能夠測量・評估除靜電墊、防靜電地板、防靜電捆包材等的電阻值。

• 使用表面／體積電阻測量用電極SM9001和高阻計SM-8220，即可輕鬆的進行適合JIS的電阻測

量。

• SM9001為同心圓狀的電極構造，材質、尺寸、重量等符合JIS標準，因此只要將被測物放上即

可測量。

• 使用選件的表面電阻測量用點檢治具SM9002的話，能夠輕鬆的實施作業前點檢，進行高可靠

性的測量。

使用設備 

• 高阻計 SM-8220
• 表面／體積電阻測量用電極 SM9001
• 表面電阻測量用點檢治具 SM9002

記載內容為2011年4月的資訊。參數、規格等資訊有可能會進行修改・調整。 

■標準

JIS C 2170「防靜電固體平面材料電阻和電阻率的測試方法」和國際標準IEC61340-2-3請由客戶端進

行確認。

高阻計 SM-8220 

表面／體積電阻測量用電極 
SM9001 




